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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

TECHNIQUES DES ESSAIS A HAUTE TENSION
POUR MATERIEL A BASSE TENSION -

Partie 2: Matériel d’essai

AVANT-PROPOS

composée de 'ensemble des comités électrotechniques nationaux
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes [e

national intéressé par le sujet traité peut participer. Les o i ons i ationalés, gouvernementales et
non gouvernementales, en liaison avec la CEl, parti travaux. La CEl collabore
étroitement avec I'Organisation Internationale de N
accord entre les deux organisations.

Dans le but d'encot
a appliquer de fagon yesure possible, les Normes internationales de fa CEIl

dans leurs normes natlales : iona te divergence entre la norme de la CEIl et la norme
nationale ou régionale - 3 don 8tre indiquée en termes clairs dans cette derniére.

La CEI r’ 3 ¢
responsabilité' n/ 3 g n matériel est déclaré conforme a I'une de ses normes.

DIS Rapport de vote

42(BC)53 42(BC)56

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote
ayant abouti a I'approbation de cette norme.

L'annexe A est donnée uniquement & titre d’information.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

HIGH-VOLTAGE TEST TECHNIQUES FOR
LOW-VOLTAGE EQUIPMENT -

Part 2: Test equipment

FOREWORD

electronic fields. To this end and in addition to other activities, the
Their preparatlon is entrusted to techmcal commmees any |

3) They have the form of recommendations forinterpationaluse published in the form of standards, technical
reports or guides and they are accepted by the N e$ in that sense.
Nation

indicated in the latte
5) The IEC provide ar { o.to indicate/its approval and cannot be rendered responsible for any

equipment declared-to be.i

DIS Report on voting

42(C0O)53 42(C0O)56

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report
on voting indicated in the above table.

Annex A is for information only.
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TECHNIQUES DES ESSAIS A HAUTE TENSION
POUR MATERIEL A BASSE TENSION -

Partie 2: Matériel d’essai

1 Domaine d’application

La présente partie de la CEl 1180 est applicable au matériel d’essai utilisé pour effectuer
des essais diélectriques sur des matériels & basse tension. Elle concerne les essais a
tension continue ou alternative, de tension ou de courant de choc et les essais combinés
courant/tension de choc. Elle établit les procédures de vérification ncessalres pour

s'assurer que les essais diélectriques satisfont aux exigences de courant
données par la partie 1 de la présente norme en ce qui conce t I'amplitude

Le matériel d’essai est constitué d’'un générateur de ténsio courant et d'un
systéme de mesure. La présente norme concerne le imateri ssai le systéme de

mesure est protégé des interférences et des couplage erNeEs § systéme d’écrans

2 Référencesn

contiennent des dispositions qui, par suite de la
des dispositions valables pour la présente partie de

Les docu
référence qui

la CEl 11807\ i a publication, les éditions indiquées étaient en vigueur.
Tout document jet & révision et les parties prenantes aux accords fondés
sur la pfése CEIl 1180 sont invitées & rechercher la possibilité d'appliquer
les éditions lesp ntes des documents normatifs indiqués ci-aprés. Les membres de

CEI 790: 1984, Oscillographes et voltmétres de créte pour essais de choc

CEl 1083-1: 1991, Enregistreurs numériques pour les mesures pendant les essais de choc
a haute tension — Partie 1: Prescriptions pour des enregistreurs numériques

CEl 1180-1: 1992, Techniques des essais a haute tension pour matériels a basse tension -
Partie 1: Définitions, prescriptions et modalités relatives aux essais

NOTE - Les exigences de la CEl 790 et de la CEl 1083-1 peuvent étre réduites car les limites
d'incertitude de cette norme sont plus larges que celles de la CE| 60-1, par exemple, £5 % pour la valeur
de créte (+3 % dans la CEl 60-1).
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HIGH-VOLTAGE TEST TECHNIQUES FOR
LOW-VOLTAGE EQUIPMENT -

Part 2: Test equipment

1 Scope

This part of IEC 1180 is applicable to the test equipment used for dielectric tests on
low-voitage equipment. It covers tests with direct, alternating or impulse voltage, impuise
current, and tests with a combination of impulse voltage and impulse current. Verification

2 Normative referen

The following r@

text, constitute pro

ain provisions which, through reference in this
b of IEC 1180. At the time of publication of
ere valid. All normative documents are subject to
i based on this part of IEC 1180 are encouraged
of applying the most recent editions of the normative

IEC 790: 1984, Oscilloscopes and peak voltmeters for impulse test

IEC 1083-1: 1991, Digital recorders for measurements in high-voltage impulse tests —
Part 1: Requirements for digital recorders

IEC 1180-1: 1992, High-voltage test techniques for low-voltage equipment — Part 1: Defi-
nitions, test and procedure requirements

NOTE - The requirements of IEC 790 and |IEC 1083-1 may be reduced because the uncertainty limits
of this part of 1180 are less stringent than those in IEC 60-1, for example, £5 % for peak value (£3 %
in IEC 60-1).
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